CARACTERIZACION MINERALOGICA DE TIERRAS RARAS EN UN DEPOSITO DE TIPO ALUVIONAL
EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN. ARGENTINA
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INTRODUCCION RESULTADOS

Las tierras raras (REE) son un grupo de 15 elementos de la tabla periddica, B8 4. Primera Etapa
que Comprenden IOS 15 lanténidos’ el escandio y el itrio. WH-21 | MEXRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-KRF26 | ME-XRF26 | ME-XAF26 = ME-XRF26 | ME-XRF26 | ME-XRF26 HE-.!':‘FI.FEA'J L‘IE-_.!‘:FI.F.E‘S ME-XRF 26 DA-GRADNN

- ~ : ~ : ANALISIS QUIMICO T e e i B B e e e
Su ocurrencia se asocia a mas de 200 minerales, pero s6lo 70 son de valor

Qg2 0.0l Q.01 0.0l 0.0l 0.0 0.0l 0.0l 0.0 001 001 0,01 001 001 0.0l
009 1352 004 2.96 0.0l 1035 Laz 216 0.7 2.19 0.19 60.15 005 076 613

. , o , , _ En la Tabla se expresan los contenidos, en la muestra cabeza en
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xenotima. XFR, porcentaje de azufre y carbono total por IR espectrometria T T
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Las tierras raras y sus compuestos, juegan un papel indispensable en las socie- I S A T T S
dades modernas, sus propiedades las hacen especialmente atractivas para la Rb 67,1 ppm; Ce 35,7ppm; Nd 18,2 ppm; Ga 18,1ppm; Y'16,8 ppm;
construccion de componentes electronicos, en procesos cataliticos, en meta- La 16,1ppm;

lurgia, ceramicas, vidrios especiales y en la nanotecnologia 3 ot | an | we | w  om | om | e 03 | om | am
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Se estudio el area (depdsito aluvional), de donde se extrajo la muestra, me- e S i e e e
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diante antecedentes geoldgicos compilados de la bibliografia, en un sector de DAL= 1 = T am | e | o
la provincia de San Juan. Aqui se caracterizO quimica y mineralogicamente sndlete Mliasralineden Cle Lo Mineeiies
para identificar aquellas especies de minerales portadores de elementos de tie-

rras raras, que servira para analizar el comportamiento del material del depo- '~ Magnetita

sito aluvional frente a los métodos de concentracion de los mismos (REE) S
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Identificacion de elementos y minerales portadores de Tierras Raras, B R N
mediante su caracterizacion quimica y mineraldgica con diferentes técnicas

de estudio. Observaciones a la Lupa Binocular Analisis por Microscopia optica

Minerales opacos, constituidos por sulfuros y minerales oxidados. Minerales opacos, constituidos por sulfuros, tales como pirita, calco-
Minerales silicatados como cuarzo, feldespatos, minerales micaceos pirita, marcasita y minerales oxidados (magnetita, hematita, y 6xidos

4 (biotitas/muscovitas), anfiboles, epidotos, granate, y por minerales de hierro en general)
METODOLO GIA sulfatados como yeso y jarosita. Los granos minerales estan mayori-
tariamente recubiertos por material arcilloso.

Muestra CABEZA

LLa metodologia utilizada para llevar a cabo tal objetivo fue la siguiente:

A. Area de estudio. Muestra PRODUCTO M1 FINO 3

El area de trabajo fue considerada mediante antecedentes geolégicos compi- iy (g LIMP Magnético
lados de la bibliografia. .a misma se corresponde a un depédsito de tipo alu- o i (Muestra 3)
vional, emplazado en un sector de la Precordillera de la provincia de San Wea

Juan. - e W G T TR T M1 FINO

B. Toma de muestras A s R St 470 MAGNETICO

Seleccion y recoleccion de muestras. Estas, fueron extraidas en diferentes
puntos de un deposito aluvional.

C. Preparacion y Analisis . o . . RSN Lo B S o Syt BT RN . .‘ © » No Magnético
Las muestras fueron homogenizadas para adquirir un composito representati- g A R et S RS W T (Muestra 1)

vo de una muestra “cabeza’ para su caracterizacion quimica y mineralogica. e AT R 5 g & 1
La cabeza (M1) fue tamizada en un tamano +/-20# de lo que se obtuvieron
dos productos: M1 Fino y M1 grueso. (Se concentro el estudio en el M1
Fino)

Los analisis por elementos de tierras raras se realizaron mediante el método M1 FINO
de espectrometria de masas (ICP-MS - ppm); y por la técnica de fluorescen- NO

cia de rayos X con instrumento Whole Rock By Fusion/XRFR porcentajes BLACCNIETITES,
de oxidos y perdida por calcinacion. Ademas, se determiné porcentaje de Cy
S por espectrometria de Absorcion Atémica.
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Observaciones a Lupa Binocular — Andlisis por microscopia optica

Analisis por Microscopia Electronica (SEM/EDS) M1 Fino No Ma gﬂétjco (Muestm 2)

Los estudios mineralogicos fueron llevados a cabo en etapas sucesivas:
Observaciones a la lupa binocular, marca Leica S6DStereo Microscope
(10x-64 x) | | :
Analisis por microscopia electronica (SEM-EDS) modelo EVO MA10W, : T 2?)2531?51439

original Carl Zeiss, con sistema de micro analisis por dispersi(')n de energia 5:' - Sulfuro de Fe — Zn posible Marmatita portador (inclusiones) de titanio, Itrio, Tecnecio

de rayos X (EDS) marca Bruker, modelo Quantax 200 con detector analiti- ”

co tipo SDD XFlash 6 | 30.

MUESTRA 1
Spect 5626
CON CLU SIONES HF;?’(I;I;L:\r(T:I]a portadora de itrio

Del ANALISIS QUIMICO se concluye que la muestra estd compuesta mayoritaria-
mente por silicatos, sulfuros y en menor proporcion carbonatos. -
El porcentaje de P,O5 es de 0,19 % por lo que existe muy baja probabilidad de | ; MUESTRA 2
encontrar minerales de la clase de los Fosfatos tales como la monacita, Xenoti- Pr o T >pectrum 5465 |
ma, Cheralita, Florencita, portadores de elementos de RRE. by - “ Horblenda portadora de tierras raras
En orden decreciente se detallan los elementos RRE que se encontraron en la
muestra en estudio: Rb 67,1ppm; Ce 35,7ppm; Nd 18,2ppm; Ga 18,1ppm:;
Y 16,8 ppm; La 16,1ppm. MUESTRA 3

Spectrum 5606
Del ANALISIS MINERALOGICO s¢ identifica al anfibol (horblenda), granate y 6xi- Anfibol (horblenda) con inclusiones de tierras raras
dos de hierro como las especies minerales contenedoras de tierras raras mas
probables.
De la Cabeza (-20#) M1 fino, se tratd con el separador magnetico de alta inten-

sidad, obteniendose dos productos M1Fino Magneético y M1Fino No Magnético

2. S v MUESTRA 3
(Muestra 2). | s : Spectrum 5417

Del M1 Fino Magnetico se realizo una limpieza en el que se obtuvo LIMP Mag- I T | . Bxido de hierro con contenidos de itrio

nético (Muestra 3) y LIMP No Magnético (Muestra 1). T L) ST AR U

De las observaciones mineralogicas realizadas se concluye que el M1 fino Mag- o et PORCENTAJE EN PESO DE LA MINERALIZACION DE CADA SUBPRODUCTO
nético presenta mayores proporciones de minerales de hierro (sulfuros de hie- M1 Fino

M1 Fino Magnético M1 Fino No Magnético

rro, silicatos en general). %enPeso | LIMP No Magnético LIMP Magnético Muesira 2
(Muestra 1) (Muestra 3)

El M1 Fino No magnético se confirma su baja proporcion en los minerales ante- Opacos 23,54 16,53 1646
riormente mencionados Horblenda 13,75 18,21 6,43
) . .. Ganga 70,60 62,73 75,55
Los subproductos del M1 Fino Magne¢tico (Muestra 1 y Muestra 3) de acuerdo a Granate 2,11 2,53 1,55
su cuantificacion, muestran resultados muy semejantes, por lo que la limpieza REFERENCIAS

no ha sido muy significativa.
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Spectrum Fésforo Calcio Rubidio Plata Lantano Cerio Neodimio Samario
5406 21.60 164 6.97 7.06 11.9831.34 13.68 5.73
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